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Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods –  
Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing – Human body model 
(HBM)  
 
Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – 
Partie 26: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) – Modèle du 
corps humain (HBM)  
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